




Bei diesen Anwendungen ermöglicht die hohe Empfindlichkeit 
von SPECTRO XRF Layers kurze Prüfzeiten mit hoher Präzision

ANWENDUNGEN
BESCHICHTUNGEN IN DER 
SCHMUCKINDUSTRIE

Qualitätskontrollen im Rahmen der Schmuckherstel-

lung oder in Punzierungsämtern finden mit SPECTRO 

XRF Layers ein Werkzeug für beispielsweise die 

Analyse von Rhodium (Rh) auf Weißgold (Au) – so-

wohl für die Zusammensetzung der Basislegierung 

als auch für Schichtdicken- und Materialanalyse. 

Die hohe Geschwindigkeit des Systems ist von 

entscheidender Bedeutung bei Anwendungen mit 

hohem Durchsatz. So lassen sich innerhalb von 

24 Stunden Reinheitsprüfungen an 800 Proben 

vornehmen.

KORROSIONSSCHUTZ- UND -UMWANDLUNGS-
BESCHICHTUNGEN

Qualitätskontrolllabore von Herstellern von Alumi-

nium- (Al) oder Stahlblechen können mit SPECTRO 

XRF Layers Schichtdickenanalysen wie Zink (Zn) auf 

Stahl, Chrom (Cr) auf feuerverzinktem Stahl (HDG), 

Zirkon (Zr) oder Titan (Ti) auf Aluminiumblechen, 

Kupfer (Cu) auf Hastelloy oder die Messung der 

Schichtdicke und Materialanalyse von Zink-Nickel-

Legierungen (Zn-Ni) vornehmen. Das System kann 

auch Defektanalysen von Punkten auf einer einzel-

nen Lage vornehmen.

DEKORATIVE BESCHICHTUNGEN

Möglicherweise verwenden Hersteller dekorativer 

Auflagen bereits ein SPECTRO-Analysegerät, um 

die Elementzusammensetzung von galvanischen 

Beschichtungsbadlösungen und das Grundmetall 

von galvanisierten Objekten zu überwachen. Jetzt 

bietet die SPECTRO XRF Layers Software eine 

präzise Analyse, mit der auch die Schichtdicke der 

ausgehärteten Beschichtung überwacht werden 

kann. SPECTRO XRF Layers ist eine ausgezeich-

nete Lösung für Gold (Au), Palladium (Pd), Bronze 

(CuSn), Platin (Pt), Titannitrid (TiN) – oder sogar 

Chrom-Nickel-Kupfer (Cr-Ni-Cu) auf Acrylnitril-Bu-

tadien-Styrol-Copolymeren (ABS), beispielsweise 

in der Automobilindustrie. Für Anwendungen, bei 

denen sich die Auflagenkombinationen häufig 

ändern oder Ausschreibungsdaten dies erfordern, 

bietet das Paket eine standardlose Erstanalyse.

BESCHICHTUNGEN VON 
ELEKTRONIKBAUTEILEN/LEITERPLATTEN

SPECTRO XRF Layers bietet eine Qualitäts-

überwachung mehrlagiger Schichtsysteme auf 

Leiterplatten und Anschlüssen. Zum Beispiel: klare 

Ergebnisse, wenn ein einzelnes Bauteil oder ein 

einzelner Anschluss aus Nickel (Ni) mit einer Kor-

rosionsschutz-, einer die Leitfähigkeit fördernden 

und einer abschließenden Beschichtung aus Gold 

(Au) versehen ist. Bei der Messung übertrifft das 

System den Industriestandard ICP-4552A einer 

Prüfmittelfähigkeit (Cg) von 1,33 bei weitem.

Ein einzelnes Analysegerät kann bei der Quali-

tätskontrolle eine Materialanalyse, eine Schicht-

dickenanalyse und eine Konformitätsanalyse 

(wie eine Messung der Schichtdicke der ENIG-

Beschichtung nach Industriestandard ICP-4552A) 

liefern.



AUSSERGEWÖHNLICHER SUPPORT

AMECARE Performance Services sorgen für maximale Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit aller 

Elementanalysegeräte und Dienstleistungen von SPECTRO Analytical Instruments und den 

angeschlossenen Unternehmen. Hunderte von Servicetechniker in über 50 Ländern helfen, 

die kontinuierliche Leistungsfähigkeit der Spektrometer und maximale Rendite über den 

gesamten Lebenszyklus eines Gerätes sicherzustellen. Das Programm beinhaltet bequeme 

Gerätevorführungen (online oder vor Ort), proaktive Gerätewartungen, Aufrüstungen, 

Applikationspakete, Beratung, gezielte Schulung und laufenden Support. Die sichere, 

unidirektionale SPECTRO PROTEKT Fernüberwachung ermöglicht sogar eine fortlaufende 

Diagnose mit Frühwarnfunktion.

KOMPLETTEANGEBOT VON 
METALLANALYSEGERÄTEN

Als weltweit führender Anbieter von ICP-OES- und ED-

RFA-Analysegeräten bietet SPECTRO ein umfassendes 

Angebot fortschrittlicher Elementanalysegeräte. Folgende 

Geräte sind besonders für Metallanwendungen geeignet:

•  SPECTRO XEPOS: Spitzenmodell, RFA-Analysegerät für 

den Tischgebrauch

•  SPECTRO MIDEX: Mittleres Gerätesegment, 

vielseitiges RFA-Tischgerät, Anregungsrichtung von 

oben nach unten, Punktgrößen von 4 mm bis zu 0,2 mm

•  SPECTROCUBE: kompaktes, kostengünstiges RFA-

Tischgerät, Anregungsrichtung von unten nach oben für 

Flüssigkeitsanalysen, Punktgrößen bis zu 0,2 mm

•  SPECTROSCOUT: tragbares und leistungsstarkes RFA-

Spektrometer

•  SPECTRO xSORT: sehr leichtes, tragbares RFA-

Handspektrometer

Was auch immer die Anforderung ist, SPECTRO verfügt 

über 40 Jahre Erfahrung in der Elementanalyse und 

genießt ebenso lange einen ausgezeichneten Ruf als 

technischer Innovator. So erhalten Sie branchenweit die 

besten Resultate.
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